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!i Para o le'l3lltamento da curva de mérit,) das li;.is de Si-Ge. usadas em geradores
I te11DOelétric:os. usa-se \mI forno que deve variar a temperatura entre Z009( a l2009C. Apre-
; ~ntaremos ID controlador de teaperatura aícroprocessadc onde podeeos JllXielar o fomo
: ccm equações lineares de l~ ou 2° grau, emvariável z ou s , permi t indo assim maior ren-
, dimento e estabilidade em temperatura, necessários para a determinação da difush'idade
tênaíca , resisthi.dade e efeito Seebeck (parâmetros ca curva de mérito).
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